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Nazwa i kod przedmiotu

Zaawansowane systemy pomiarowe, PG_00059377

Kierunek studiow

Mechanika i budowa maszyn

Data rozpoczecia studiéw

luty 2023 r.

Rok akademicki realizaciji
przedmiotu

2023/2024

Poziom ksztatcenia

Il stopnia

Grupa zajec

Grupa zaje¢ fakultatywnych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiow niestacjonarne Sposab realizacji na uczelni
Rok studiéw 1 Jezyk wyktadowy polski
Semestr studiow 2 Liczba punktéw ECTS 3.0
Profil ksztatcenia ogolnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca

Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa -> Instytut Technologii Maszyn i Materiatéw -> Zaktad

Technologii Maszyn i Automatyzacji

Produkgji

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr inz. Michat Dobrzynski

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr inz. Michat Dobrzynski

drinz. Aleksandra Laska

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium |RAZEM
i metody nauczania Liczba godzin zaje¢ [9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 18
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtos¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywnos¢ studenta |Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin pracy dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
planem studiow
Liczba godzin pracy |18 6.0 51.0 75
studenta

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentéw z zaawansowang aparaturg pomiarowg stosowang w
zaktadach produkcyjnych oraz trendami ich rozwoju.

Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposob weryfikacji i oceny efektu

[K7_WO06] ma uporzadkowang
pogtebiong wiedze niezbedng do
projektowania i optymalizacji
ztozonych procesow
technologicznych, modelowania i
obliczen z wykorzystaniem metod
numerycznych; zna wspoétczesne
metody wytwarzania i narzedzia
do projektowania proceséw
wytworczych maszyn, urzadzen
oraz ich elementéw i podzespotow

Student bedzie posiadat wiedze z
zakresu projektowania procesow
pomiarowych i ich optymalizaciji.

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K7_U07] potrafi dokona¢
wstepnej analizy ekonomiczne;j
podejmowanych dziatan
inzynierskich w zakresie
projektowania, wytwarzania i
eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych

Student bedzie potrafi
zaprojektowac proces
wykorzystujgc zaawansowane
techniki i urzgdzania pomiarowe.

[SU4] Ocena umiejgtnosci
korzystania z metod i narzedzi
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_WO07] ma pogtebiong wiedze

Student bedzie posiadat wiedze w

[SW1] Ocena wiedzy

z zakresu diagnostyki i zakresie metrologii i kontroli faktograficznej
monitorowania stanu urzadzen, jakosci z wykorzystaniem
obiektow i systemoéw technicznych |zaawansowanych srodkéw
jak i metod pomiarowych kontroli | pomiarowych.
procesow i eksploataciji
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Tresci przedmiotu

Zaawansowane urzadzenia i systemy pomiarowe. Wizyjne systemy pomiarowe 2D i 3D. Systemy
pomiaru ksztattu (profilometry, konturografy). Zaawansowane systemy optyczne (techniki réznicowania
ogniskowego, interferometria, technika konfokalna). Opracowanie programéw z wykorzystaniem
wspotrzednosciowych maszyn pomiarowych (CMM). Zaawansowane systemy pomiaréw wtasciwosci
mechanicznych (np. technika nanoindentacji).

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Metrologia

Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektow uczenia sie

Sposob oceniania (sktadowe)

Prog zaliczeniowy Sktadowa oceny koncowej

Zaliczenie Laboratorium

50.0% 40.0%

Kolokwium

50.0% 60.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

E. Ratajczyk: Wspotrzednosciowa technika
pomiarowa. OWPW,Warszawa$S. Biatas: Metrologia z podstawami
specyfikacji geometrii wyrobéw (GPS). OWPW, Warszawa

M. Kot, W. Rakowski, J. Lyzniak, Modelling and Experimental
Verification of Nanoindentation Tests on Coating-Substrate Systems =
Modelowanie i eksperymentalna weryfikacja testéw nanoindentacji dla
uktadow powtoka-podtoze.

Uzupetniajaca lista lektur

W. Jakubiec: Metrologia wielkosci geometrycznych. PWN

Adresy eZasobdéw

Adresy na platformie eNauczanie:

Zaawansowane systemy pomiarowe, W, MiBM, niestacjonarne, sem.
2 st. I, zimowy 2023/2024 - Moodle ID: 34229
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=34229
Zaawansowane systemy pomiarowe, W, MiBM, niestacjonarne, sem.
2 st. I, zimowy 2023/2024 - Moodle ID: 34229
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=34229

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

indentacyjnych

Wspotrzednosciowa technika pomiarowa.Metoda profilowa ISO. Model Oliviera Pharra w badaniach

Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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